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PRZEDMOWA

Norma jest ttumaczeniem normy migdzynarodowej CT C3B 2670-80, z drobnymi zmianami redakcyjnymi, ktére nie naruszaja meryto-

rycznej zgodnosci tresci.

Przedmowa oraz Informacje dodatkowe stanowia krajowe uzupetnienie tresci normy CT C3B 2670-80.

Niniejsza norma dotyczy podstawowych parametrc')w

NORMA MIEDZYNARODOWA CT C3B 2670-80

cd. tablicy

przyrzadow spektrometrycznych z detektorami péiprze- Wartos¢ bledu charakterystyki
wodnikowymi (dalej w skrocie — przyrzady spektro- Najwicksza warto$¢ wzglednej przeksztatcenia w stosunku
metryczne z PPD do a-, -, 7-) i rentgenowskiej rozdzielczo$ci energetycznej do zadanej
spektrometrii z liniowa charakterystyka przeksztalcenia. %

1. Najwigksza wartos¢ wzglednej, energetycznej zdol- 0,56 0,31
noSci rozdzielczej (amplitudowej) i warto$é bledu cha- 0,63 0,40
rakterystyki przeksztalcenia w stosunku do wartosci za- g,;‘{l} g’zg
danej dla daflego eryrzadu spel.(trometrycznego z PPD 0:90 0:80
powinny by¢ wybierane z tablicy. 1,0 § 1,0

| ‘ 1.2
Wartoé¢ bledu charakterystyki :’2 16
Najwigksza warto$¢ wzglednej przeksztalcenia w stosunku 1’4 2’0
rozdzielczo$ci energetycznej do zadanej 1’6 2’5
% 1.8 3,1
4,0
0,10 0,010 ;'(2) 5’0
0,11 0,012 55 6.3
0,12 0,016 58 2.0
0,14 0,020 3’1 10!0
0,16 0,025 35 ’
0,18 0,031 4’0
0,20 0,040 o .
0,22 0,050 5’0
0,25 0,063 5'6
0,28 0,080 6’3
0,31 0,10 7’1
0,35 0,12 8’0
0,40 0,16 9'0
0,45 0,20 0
0,50 0,25

Zgtoszona przez Instytut Problemoéow Jadrowych

jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1986 r.
( (Dz. Norm. i Miar nr 9/1986 poz. 17)

Ustanowiona przez Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki dnia 6 grudnia 1985 r.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1986.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,35 Nakt. 800 + 55 Zam. 693/86

Cena zt 9,00




2 BN-86/3411-23

2. Czas ustalania si¢ parametrow pracy przyrzadu
spektrometrycznego z PPD nie powinien przekraczac
jednej z wartosci: 1; 15; 30; 60 min (okreslonej w nor-
mie przedmiotowe] na konkretny typ przyrzadu).

Uwaga: Czas osiggnigcia temperatury pracy od chwili
rozpoczg¢cia chtodzenia PPD nie wlicza si¢ do czasu
ustalania si¢ parametroOw pracy przyrzadu spektro-
metrycznego.

3. Czas pracy ciaglej przyrzadu spektrometrycznego
z PPD nie powinien by¢ mniejszy od jednej z wartosci:
8; 16; 24; 48; 120; 240; 720 h (okreslonej w normie
przedmiotowe] na konkretny typ przyrzadu).

4. Parametry przyrzadu spektrometrycznego z PPD
nie wykazane w niniejszej normie powinny by¢ podane
w normie przedmiotowej na konkretny typ przyrzadu.

KONIEC

ZALACZNIK INFORMACYJINY

NAZWY I OKRESLENIA

Nazwa

Okreslenie

Przyrzad spektrometryczny z PPD

przyrzad przeznaczony do przeksztatcania wedtug zadanej charakterystyki — energii
nmrierzonego promieniowania jonizujacego, padajacego na detektor potprzewodniko-
wy, na sygnaly elektryczne dla dalszej rejestracji innym przyrzadem (analizatorem
impulséw 1 in.).

Detektor poétprzewodnikowy

detektor jonizacyjny, w ktorym pole elektryczne jest wykorzystywane do zbierania
tadunku par dziura-elektron, powstajgcego w wyniku dziatania promieniowania joni-
zujacego na material pdlprzewodnikowy detektora

Energetyczna zdolnos¢ rozdzielcza przyrzadu
spektrometrycznego z PPD

szerokos¢ piku w potowie jego wysokosci (1) lub stosunek szerokosci piku w potowie
wysokosci do potozenia maksimum piku odpowiadajacego pelnemu pochianianiu (2),
gdzie (1) 1 (2) to: )

(1) — bezwzgledna, energetyczna zdolnos$¢ rozdzielcza,

(2) — wzgledna, energetyczna zdolno$¢ rozdzielcza

Czas pracy cigglej przyrzadu spektrometrycz-
nego z PPD

najkrotszy czas, w ciggu ktérego przyrzad spektrometryczny nieprzerwanie wykonuje
pomiary z blgdem nie wigkszym niz okreSlono w wymaganiach technicznych

Czas ustalania si¢ parametrOw pracy przyrzadu
spektrometrycznego z PPD

czas od chwili wlaczenia przyrzadu spektrometrycznego z PPD do chwili, w ktorej
przyrzad zapewnia pomiar z bl¢dem nie wigkszym niz okreslono w wymaganiach
technicznych

Uwaga: Czas ustalania si¢ parametréw pracy nie wchodzi w sktad czasu pracy ciagtej

Podstawowy blad charakterystyki przeksztalce-
nia przyrzadu spektrometrycznego z PPD

roznica mi¢dzy charakterystyka przeksztalcenia zmierzona a zadang
Uwaga: Dla liniowej charakterystyki przeksztalcenia podstawowym blgdem jest nie-
liniowos¢ catkowa ;

Charakterystyka przeksztatcenia

funkcyjna zalezno$¢ parametréw sygnatlu wyjSciowego (na przyklad amplituda im-
pulsu) od energii zarejestrowanej czastki lub kwantu

KONIEC NORMY MIEDZYNARODOWE]
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca projekt normy — Instytut Probleméw Jadrowych — Branzowy Zesp6t do spraw Normalizacji 1 Jakosci

Aparatury Jadrowej, Swierk-Otwock.
2. Normy migdzynarodowe

RWPG CT C32B 2670-80 U3nenus saepHoro npubopocTpoeHus. YcTpoicTBa CneKTpPOMETpUYECKHE C MOJYNPOBOJAHHKOBBLIMHU JETEKTOpPaMH
MOHU3HMPYIOLUUX u3nyyeHWid. OcHOBHble nMapaMeTpbl — norma roOwnowazna (eqv — pairz przedmiotowa).



